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Belichene gemiR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestiitigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

Jorg Esenwein Kalibrierlabor
PorschestraBe 17, 73269 Hochdorf

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Kalibrierungen in folgenden
Bereichen durchzufiihren:

Elektrische Messgriflen:
Gleichstrom und Niederfrequenz:
— Spannung
— Stromstdrke
— Gleichstromwiderstand

Zeit und Frequenz:
— Frequenz und Drehzahl

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 14.02.2011mit der
Akkreditierungsnummer D-K-15168-01 und ist glltig bis 30.09.2012. Sie besteht aus diesem Deckblatt,
der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-K-15168-01-00

C

Braunschweig, 14.02.2011 Dr. Michael Wolf
Abteilungsleiter

Siehe Hinweise auf der Rickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Gartenstralle 6 Bundesallee 100
10117 Berlin 60594 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitatsbewertungsstelle in
unverdnderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die Gber den durch die DAKKS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes (iber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom

31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 9. Juli 2008 iiber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnhommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: wwwi.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15168-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Giiltigkeitsdauer: 14.02.2011 bis 30.09.2012

Urkundeninhaber:

Jorg Esenwein Kalibrierlabor
Porschestrale 17, 73269 Hochdorf

Leiter: Jorg Esenwein
Stellvertreter: N.N.

Akkreditiert als Kalibrierlabor seit: 25.09.2002

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische MessgroRen:
Gleichstrom und Niederfrequenz:
— Spannung
— Stromstirke
— Gleichstromwiderstand

Zeit und Frequenz:
~ Frequenz und Drehzahl

verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15168-01-00

Permanentes Laboratorium

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Messgroe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare 8 "
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit " emerkungen
Gleichspannung 0,02V bis 02V 13-10%- U+ 36uVv | U=Messwert
Spannungsquellen >0,2V bis 2V 65-10%- U+ 29 Ny
und Messgerate >2V bis 20V 65-10°-Uu+ 23V
>20V bis 200V 9.-10% - U+ 034 mv
>200V bis 1000V 11-10° U+ 34mv
Gleichstromstarke 1mA bis 2000 mA 40-10°%- 1+ 23 pA |!=Messwert
Gleichstromquellen
Gleichstrom- 0,02mA bis 02mA 0,29-1073-1+ 17nA
messgerate >0,2mA bis 2mA 029-107-1+ 69nA
>2mA bis 20mA 029102 1+ 0,59 pA
>20mA bis 200mA 029101+ 58pA
> 200 mA bis 2A 0,29-10°-/+ 58 pA
Gleichstromwiderstand 0,1 Q bis 20002 14-10° - R+ 0,32 mQ | R = Messwert
Widerstande >200Q bis 2k0 86-10°-R+ 23mn
>2kQ bis  20k0 86-10°-R+ 23mQ
>20kQ bis 200 k0 86-10°-R+ 0230
>200kQ bis 2Mn 18-10° - R+ 460
>2MQ bis 20MQ 53-10° R+ 340
Widerstands- 100 nur dekadische Werte 0,12-10°-R
messgerate
100 Q; 61-10° R
1 k(2; 10 kQ2; 100 k)
1 M0 012-10>-R
10MQ 057-10°-R
Wechselspannung 0,02V bis 02v 50 Hz bis 1 kHz 0,44-10°- U+ 23uV | U=Messwert
Wechselspannungs- >0,2V bis 2V 03-10° - U+0,16mv
quellen >2V bis 20V 0310 U+ 1.6mV
>20V bis 200V 03-10°-U+ 16mV
>200V bis 700V 0,55-10°- U+ 0,15V
Waechselspannungs- 0,02V bis 02V 04102 U+ 25V
messgerite >0,2V bis 2V 04-10°-U+ 01mV
>2V bis 20V 04-10°-U+ 1mv
>20V bis 200V 04-10°-U+ 10mv
>200V bis 1100V 05:-10"-U+ 011V
Wechselstromstérke 1mA bis 2000 mA 50 Hz bis 1 kHz 0,68-10°-/+ 0,92mA | /= Messwert
Wechselstromquellen
Wechselstrom- 01mA bis 20mA 083-10°-/+ 23 KA
messgerate >20mA bis 200 mA 083-10°-/+ 23pA
>200mA bis 2A 0,83-10°-/+ 0,23mA
Frequenz 1 MHz bis 10MHz { Phasenzeitdifferenz- 0,12 mHz
messung
0,1 Hz bis <1 MHz direkt mit 0,12 mHz + Uis bei niedrigen
1MHz bis <10 MHz Frequenzzahler 1.2mHz + U Freguenzen sind
10 MHz bis <100 MHz 12 mHz Triggerunsicherheiten
100 MH2 <1 GHz 0,12 Hz Uss 2u
1 GHz 20 GHz 1.2Hz beriicksichtigen.

verwendete Abkiirzungen:

DAkkS-DKD 3  Schrift ,,Angabe der Messunsicherheit bei Kalibrierungen”

' pie kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAKkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte
Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinfichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den
Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten chne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts

anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 14.02.2011 bis 30.09.2012
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